
問題複製

DRAM 功能測試 
(MemTest & iRAM)

產品維修

提供檢驗報告

外觀檢測

SPD 檢查

電性功能測試

收到DRAM模組維修品將依客戶描述，模擬相同使用環境

與平台，進行問題複製。

維修後以MemTest及iRAM進行DRAM功能測試，以確保

產品正常運作。如仍存在疑慮，則會再次進行檢修。

宜鼎將於收到產品後約7~10個工作天完成產品檢修，並提

供完整檢驗報告。

依序進行外觀檢測、SPD檢查與電性功能測試等產品檢驗，

並依檢驗結果進行維修。

DRAM模組檢測流程


